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BladeCam2-XGR-UV-Strahlprofilmessgerat

Produkt#91-111=m 1 In Stock

O 1 () eas”

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+ €5.480,00 stlickpreis

Need More? Angebotsanfrage

@ Preise exkusiv der geltenden Mehrw ertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Modellnummer:
S-BCR-XHR-UV

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Grofe (mm):
46 x46 x12.8

Genauigkeit GroRe:
+1uym

Optische Eigenschaften
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Spektralbereich:

355-1100
Strahldurchmesser (um):
32 (10 Pixels)
Sensor
PixelgroRe, h x v (um):
3.2x32
Pixel (hx v):
2,048 x1,536
Sensorflache, h x v(mm):
6.5x4.9
Sensorformat:
12"
Bildrate:
>6

Elektronische Spezifikationen

Signal-Rausch-Verhaltnis (dB):
1,000:1

Rauschspitze (n\W/cm?):
30 dB optical / 60 dB electrical

Gewinde & Montage

Mount:
6-32 holes aligned with sensor center. 4-40 holes
on camera rear. NOTE: DataRay will ship new units
with a 1/4"-20 adapter

Konformitiat mit Standards

RoHS 2015:
Ausgenommen/ Ausnahmeregelung

Konformitatszertifikat:
Anzeigen

Produktdetails

o Entwickelt fir den Einsatzvon 355 bis 1150 nm

o Kompatibel mit Strahldurchmessem bis zu 52 um

e Robuste und einfach anzuwendende kostenlose Software

e Messung von Strahlwanderung, M, Divergenz und mehr

DataRay CMOS-Strahlprofilmessgerate (Beam Profiler) bieten exzellente Lésungen fiir die Strahlanalyse sowohl von Dauerstrich- als auch von gepulsten Laserquellen. Der integrierte CMOS-Sensor eliminiert
Kometenschweifartefakte fir eine hthere Aufldsung und ermdéglicht Aktualisierungsraten von 60+ Hz Die Sensoren sind mit aktiven Gréf3en von 6,6, 11,3 und 25 mm horizontal erhaltlich, sodass grof3e Strahldurchmesser
vermessen werden kénnen. DataRay Strahimessgeréte haben den zuséatdichen Vorteil einer kostenlosen, robusten Software mit Analysefunktionen wie M-Messung, Strahlwanderung und -aufzeichnung sowie Geréateausrichtung.

Diese Strahlmessgerate werden Uber USB3.0/2.0 mit Strom versorgt und werden mit einem 3 m langen flexiblen Kabel mit Schraubverriegelung geliefert. Neutraldichtefilter mit optischen Dichten von 1,0, 2,0 und 4,0 sind im
Lieferumfang enthalten.
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